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(57) Abstract: The leak rate measuring

device contains a strip spectrometer
8 (8) in which the ion path (21) of the
respective gas is influenced by at least
one variable influencing quantity.
Should a gas of mass M4 be detected,
and leakages of the gas of masses M2
or M3 interfere with this detection
due to a lack of selectivity of the
spectrometer, the invention provides that
the influencing quantity is modulated in a
sinusoidal manner, and the wanted signal
is subsequently selected in a lock-in
amplifier. This enables the elimination of
the interfering influence of underground
water during the leak rate measurement
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while using helium as a test gas.

(57) Zusammenfassung: Die
Leckraten-Messvorrichtung enthélt ein
Bahn-Spektrometer (8), bei dem der
Ionenweg (21) des jeweiligen Gases
durch mindestens eine verdnderbare
EinflussgroBe beeinflusst wird. Wenn
ein Gas der Masse M4 detektiert werden
soll und durch mangelnde Selektivitit
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des Spektrometers Ausldufer des Gases
der Massen M2 oder M3 diese Detektion
iiberlagern, wird vorgeschlagen, die

EinflussgroBe sinusformig zu modulieren und anschlieBend das Nutzsignal in einem Lock-In-Verstérker zu selektieren. Damit kann
der storende Einfluss eines Wasseruntergrundes bei der Leckraten-Messung mit Helium als Testgas eliminiert werden.
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